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SCALONE ) Ny o _
Pomiar rezystancji wyjsciowe] Rq

Grupa katalogowa XIX 29

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda pomiaru rezys-
tancji wyjsciowej RO analogowych scalonych wzmacniaczy o wejsciu

BG PW
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G —zrodto napiecia przemiennego, U —mierzony ukiad scalony z elementami po-
mocniczymi, Z —zrédto napiecia statego Ucc zasilajacego ukiad scalony, RQ -
rezystancja obcigzenia, V —miernik napiecia zmiennego na obcigzeniu,

3. "Wmagania dotyczgace elementow ukdadu pomiarowego

a) rezystor regulowany R*powinien spednia¢ wymagania:

- zakres regulacji rezystancji R rezystora RL powinien zapewnic
pomiar minimalnej wartosci rezystancji wyjsciowej ROmin, tj. umo-
zliwia¢ regulacje w zakresie wartosci #0nom * R Omin

- tolerancja rezystancji rezystora RL przy czestotliwosci pomia-
rowej powinna by¢ nie wieksza od +V/o +0,01 Q ,

- moc znamionowa rezystora powinna by¢ tak dobrana, aby w czasie
pomiaru rezystor nie byt przeciazony i nie zmienit wartosci rezys-
tancji.
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4. Czynnosci wykonywane przy pomiarze

a) ustawi¢ na zrédle sygnatu zmiennego minimalng wartos¢ napiecia
wejsciowego przy zadanej czestotliwosci pomiarowej / oraz wymagang
wartos¢ opornosci obcigzenia RL,

b) pod#aczy¢ do ukdadu pomiarowego badany ukdad scalony,

c) wkaczy¢ napiecie zasilajace Ucc,

d) regulujac napieciem generatora ustawi¢ na woltomierzuVwyma-
gang wartos¢ napiecia wyjsciowego UO (lub wejsSciowego U.),

e) regulujac rezystancjg opornika 12 ustawi¢ taka jej wartos¢ RL,
przy ktorej napiecie wyjsciowe uzyskuje podowe poprzedniej war-
tosci

) obliczy¢ wartos¢ opornosci wyjsciowej R 0 ze wzoru

rl1 '"RL
n = (D
"t T %% 9,5 R, ~R\
5. Warunki pomiaru. Normy przedmiotowe lub inne szczegotowe wa-

runki pomiarowe powinny okresla¢ wartosci podane w BN-75/3575-26/00
p. 2.11 oraz:

- czestotliwos¢ pomiarowg T,

- warunki obcigzenia tj. napiecie wyjsciowe UO (wzglednie wejs-
ciowe Uj) oraz rezystancje obcigzenia R™.

Wartos¢ napiecia wyjsciowego UO (wzglednie wejsSciowego U J) nalezy
tak dobra¢, aby przy obu wartosciach rezystancji obcigzenia RL*RL.
nie przecigzy¢ ukdadu scalonego oraz spedni¢ warunki matego sygnatu.

Metoda pomiaru jest stuszna jedynie wowczas, gdy sktadowa bierna
X 0 impedancji wyjsciowej ZQ uk#adu scalonego spednia warunek
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INFORMACIE DCDATKOAE
1. Instytucja opracowujgca norme - Naukowo-Produkcyjne Centrum Pdtprzewod-
nikow.
2. Normy zwigzane
BN-75/3375-26/00 Analogowa uktady scalone.*Metody pomiaru parametréow ele-

ktrycznych. Postanowienia ogolne
3. Zalecenia miedzynarodowe

rnpg PC 4830-74 MnaKpocxeMH KHTerpajiBHtie aHajioroBHe.  MBMepeHHe

BX0,ZiHHX M BNXOIHOX QOnpOTHBJieHHI -norma zgodna.
4. Autorzy projektu normy - mgr inz. Bogumit Owczarek - Instytut Technolo-

gii Elektronowej oraz inz. Adam Wojtarowicz - Naukowo-Produkcyjne Centrum
Potprzewodnikow.



